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Tabulky naměřených a vypočítaných hodnot:
	č.m.
	vzorek
	metoda
	f [ Hz ]
	U [ V ]
	I [   ]
	CX [   ]
	δCX [ % ]
	CX []

	
	č.
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Metoda
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	1
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	2
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	3
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	4
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	5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Příklad výpočtů:
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	Jméno:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Třída:
	
	Měřil dne:
	
	Odevzdal dne:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	KLASIFIKACE
	Příprava:
	
	
	
	Činnost:
	Zpracování:
	Vyhodnocení:
	Celkem:
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U nepřímých měření jako je např. Ohmova metoda stanovení kapacity je dána výsledná veličina podílem veličin naměřených. Pak výsledná relativní chyba této veličiny

je rovna součtem relativních chyb jednotlivých veličin, tedy C   I    U  .


Příklad výpočtu pro číslo měření:

Příklad výpočtu pro číslo měření:

Příklad výpočtu pro číslo měření:

Závěr: (Porovnejte přesnost u jednotlivých metod a její závislost na velikosti měřené kapacity.)




